




































专利名称(译) 超声探头和超声诊断装置

公开(公告)号 US7678054 公开(公告)日 2010-03-16

申请号 US10/543322 申请日 2004-01-23

[标]申请(专利权)人(译) 冈崎秀树
IZUMI干雄
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当前申请(专利权)人(译) 日立医疗器械股份有限公司

[标]发明人 OKAZAKI HIDEKI
IZUMI MIKIO

发明人 OKAZAKI, HIDEKI
IZUMI, MIKIO

IPC分类号 A61B8/14 B06B1/06 H01L41/00 A61B8/00 G10K11/32 H04R17/00

CPC分类号 B06B1/0622 G10K11/32

优先权 2003014586 2003-01-23 JP

其他公开文献 US20060142659A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了多个超声换能器的阵列，其具有压电层2和夹在其间的压电层的一
对电极7-1和7-2。压电层2具有设置在超声波发射侧的第一压电层2-1，
设置在第一压电层2-1的另一侧的第二压电层2-2，以及设置在它们之间
的公共电极8。每个超声换能器具有低频响应分布，该低频响应分布在垂
直于布置超声换能器的方向的短轴方向上是均匀的，并且在短轴方向的
中心部分处具有高的高频响应分布。 。第一压电层的短轴方向频率和声
压的特性由​​第二压电层的特性补充，由此获得针对短轴方向低频的均匀
频率特性。
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